
 

 

 

(۱سوال )  

1. multimeter  سےmeasure  کئ جانے والے اہمelectrical parametersلیکھں۔ 

2. IC  کے اندرfaulty gate  معلوم ہونے کے بعدnext step  کیا ہوگا؟ 

3. Capacitance میں ناپا جاتا ہے۔ ___________کو 

4. Polarized capacitor ؟کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے 

 ہوتے ہیں۔ valence electrons……………… میں عام طور پر  semiconductorایک  .5

6. JFET  کاchannel ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے درمیان ہوتا ہے۔ 

7. semiconductor  کے لیےresistance  کاtemperature coefficient(کیا ہوتا ہے۔(Positive / Zero /Negative 

 کرتا ہے؟ emitکو  powerکا نام  بتاؤ جو سب سے کم  logic familyوہ  .8

9. Capacitor plates  کے درمیان  موجودmaterial کو کیا کہتے ہے؟ 

 کیا ہوگا۔ outputکا   flip flop J-Kہیں تو input 1,1اگر  .10

 

Part B  

2. Resistor کےtypes  انکےtesting کو بیان کریں. 

 کے ساتھ سمجھایں۔ diagramکو تفصیل سے  special diodesکویٔ دو  .3

4. IC PINOUTپر مختصر نوٹ لکھیں۔ 

5. Semiconductor devices فختلمیں موجود م failures ۔کوبیان کریں 

6. FET اورBJT کے درمیان فرق کریں۔ 

7. Equipment failures  اور انfailure  ۔وجوحات پر مختصر نوٹ لکھیںکے 

8. Capacitor testing میںprecautions لکھیں۔ کو 

Part C 

 

 ہیں۔  available  digital ICکریں جن میںexplain وک packagesمختلف  .9

 کو تفصیل سے بیان کریں۔ constructionاور  Working procedureکے  circuitsدرج ذیل میں موجو .10

Wiring diagram(4    nature of faults(3   Logic probe(2    IC Identification(1 

11. Inductorsکے اmeasurement اور انکےtesting کو بیان کریں۔ 

12. NPN  اورPNP transistor  کیtesting ۔کو تفصیل سے سامجھایں 
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13. Split half troubleshooting method کو تفصیل سے بیان کریں۔ 

 

******* 

 


